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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une federation 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comites membres de 
I’ISO). L’elaboration des Normes internationales est en general confiee aux 
comites techniques de I’ISO. Chaque comite membre interesse par une 
etude a le droit de faire partie du comite technique tree a cet effet. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, 
en liaison avec I’ISO participent egalement aux travaux. L’ISO collabore 
etroitement avec la Commission electrotechnique internationale (CEI) en 
ce qui concerne la normalisation electrotechnique. 

Les projets de Normes internationales adopt& par les comites techniques 
sont soumis aux comites membres pour vote. Leur publication comme 
Normes internationales requiert I’approbation de 75 % au moins des 
comites membres votants. 

L’Amendement 1 a I’ISO 354:1985 a ete elabore par le comite technique 
ISO/TC 43, Acoustique, sous-comite SC 2, Acoustique des bithenk. 

L’annexe D fera partie integrante de I’ISO 354. 

0 IS0 1997 

Droits de reproduction reserves. Sauf prescription differente, aucune pat-tie de cette publi- 
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Ajouter I’annexe suivante. 

Annexe D 
(normative) 

Montage des khantillons pour les essais d’absorption acoustique 

D.l G&&alit& 

Les proprietes d’absorption acoustique d’un materiau dependent du montage adopte pour son essai. La presente 
annexe specific plusieurs montages normalises pour les essais d’absorption acoustique. Generalement, pour un 
echantillon donne on ne se sert que de I’un des montages specifies. 

Les denominations utilisees pour les montages du type E et du type G comprennent un suffixe numerique, par 
exemple E-200 ou G-100. Ce suffixe est egal a une distance caracteristique du montage, en millimetres, arrondie 
aux 5 mm les plus proches. 

NOTE - Dans la mesure du possible, les dbnominations utili&es pour chaque type de montage ont 6t6 choisies pour 
correspondre B celles utilisbes dans la norme ASTM E 795, Standard Pratices for Mounting Test Specimens During Sound 
Absorption Tests, qui existait d6j& lors de I’klaboration de la prksente annexe. 

D.2 Montage du type A 

L’echantillon doit etre monte ou place directement contre une surface de paroi de la Salle reverb&ante, par exemple 
son plancher. Mesurer des elements plans (par exemple des cloisons) poses au sol. Si un adhesif ou un element de 
fixation mecanique est necessaire pour monter l’echantillon, il ne doit laisser aucun espace libre derriere 
I’echantillon. Consigner au rapport d’essai une description complete des elements de fixation et de leur 
emplacement, ou de la methode de preparation de la surface et de I’adhesif utilise pour maintenir I’echantillon. 

Lorsque deux ou plusieurs elements de materiau (ou plusieurs panneaux distincts) sont about& pour former 
l’echantillon, leurs bords doivent etre decoupes de facon qu’aucun espace n’apparaisse entre eux a moins que le 
fabricant ne preconise une autre methode. II peut s’averer necessaire de recouvrir les joints entre elements a I’aide 
d’un ruban adhesif, d’un produit de matage ou d’un autre produit non absorbant. Le recouvrement des joints sert a 
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empec her toute absorption ace ust ique par les bords lateraux des differents el ements constitu 
cas de recouvrement des joints, le rapport d’essai doit preciser la methode et le produit utilises. 

ant I’echantillon. En 

Colmater ou recouvrir les bords de I’echantillon pour empecher toute absorption acoustique par les bords a moins 
que ceux-ci ne soient exposes lorsque le materiau est installe normalement dans le cadre de son application 
pratique. II ne faut alors ni colmater, ni recouvrir les bords pendant I’essai. Le traitement apporte aux bords de 
I’echantillon doit etre decrit dans le rapport d’essai. Si les bords ne sont pas recouverts, la surface ainsi non 
recouverte doit etre consignee au rapport d’essai mais elle ne doit pas etre incluse dans le calcul de la surface de 
I’echantillon en essai. 

Si le perimetre de bordure de I’echantillon doit etre colmate ou recouvert, utiliser un cadre bati en materiau 
reflechissant. Ce cadre doit etre plein, non creux et il ne doit y avoir aucun espace libre entre I’echantillon et le 
cadre, ni entre la surface de paroi de la Salle et le cadre. On peut se sewir, pour la construction de ce dernier, d’un 
acier de I,0 mm d’epaisseur, de plaques de platre de 12,5 mm d’epaisseur ou de bois de 12,5 mm d’epaisseur 
(epaisseurs minimales). Le cadre doit etre parfaitement aboute a I’echantillon et scelle sur la surface de paroi de la 
Salle sur laquelle il est monte. La face exposee du cadre ne doit pas emerger au-dessus de la surface de paroi de 
I’echantillon. 

En cas d’utilisation d’un metal perfore, deploy& ou d’un autre materiau du parement en face de I’echantillon, 
rapport d’essai doit donner une description complete du materiau utilise, 

le 

D.3 Montage du type E 

Monter I’echantillon avec un espace libre a I’arriere. Le suffixe de la denomination (par exemple type E-200) sera la 
distance arrondie au multiple entier de 5 mm pres, entre la face exposee de I’echantillon et la surface de paroi de la 
Salle B I’arriere de I’echantillon. Avec un montage du type E, la configuration d’essai de I’echantillon sera E-200. Si 
cette configuration n’est pas utilisee dans la pratique, la configuration retenue B la place sera soit E-300 soit E-400. 
D’autres espaces libres que les distances 200 mm, 300 mm et 400 mm peuvent etre utilises. Toute autre distance 
utilisee doit etre un multiple entier de 5 mm. 

Le chassis de montage doit etre construit en metal, en bois ou a I’aide d’un autre materiau non poreux, avec une 
masse volumique surfacique minimale de IO kg/m? L’espace libre, a I’arriere de I’echantillon, ne doit pas cornporter 
de cloisons interieures a moins que celles-ci ne fassent partie de I’echantillon. Le joint entre le chassis et la surface 
de paroi de la Salle doit etre colmate pour eviter toutes fuites d’air entre I’espace clos et I’exterieur. Le chsssis doit 
enfermer les bords de I’echantillon. Le chassis de montage ne doit pas etre place parallelement aux parois de la 
Salle reverb&ante, et il faut dans la mesure du possible, eviter des panneaux-chassis de montage. 

D.4 Montage du type G 

Suspendre I’echantillon - un rideau, des tentures ou un store - parallelement a la surface de paroi de la Salle. Le 
suffixe de la denomination du montage (par exemple type G-100) sera la distance entre I’axe central du systeme de 
montage de I’echantillon (par exemple le rail) et la surface de paroi de la Salle. La configuration d’essai de 
I’echantillon doit etre du type G-100. D’autres espaces libres que la distance de 100 mm peuvent etre utilises. Toute 
autre distance utilisee doit etre un multiple entier de 50 mm, a moins que la fabricant ne preconise une autre valeur. 
Soumettre I’echantillon a I’essai avec ou sans cadre d’enfermement, suivant I’utilisation qui en est faite dans la 
pratique. Le cadre, s’il est utilise, doit etre aboute B I’echantillon et scelle sur la surface de paroi de la Salle. 

D’autres dispositions de rideaux peuvent etre adoptees pour I’essai. Dans ce cas, effectuer les essais en plus de 
celui ayant la configuration G-100 a moins que le montage du type G ne s’utilise pas dans la pratique pour I’objet 
specifique a essayer. Le rapport d’essai donnera une description detaillee de I’agencement choisi. 

D.5 Montage du type I 

Utiliser ce montage pour les materiaux appliques par pulverisation ou a la truelle, comme le platre. Ce materiau doit 
etre applique sur une plaque de platre de 12,5 mm d’epaisseur sauf indication contraire du fabricant. Des 
dispositions doivent etre prises pour eviter la deformation de la plaque de platre pendant la maturation du materiau 
applique. Le montage d’essai de la plaque de platre revetue du materiau sera du type A, avec un cadre 
d’enfermement autour de I’echantillon. Consigner toute deformation inevitable de I’echantillon dans le rapport 
d’essai. 
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ICS 17.140.01 

Descripteurs: acoustique, absorption acoustique, essai, essai acoustique, dbtermination, coefficient d’absorption acoustique, mesurage 
acoustique, spkimen d’essai. 
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